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 (خردادماه 1اردیبهشت ماه،  4: نمره ای در حین کلاسها 2.5امتحان کوتاه  2 ) نمره 5: میان ترم 

 (ارسال از طریق سامانه یک هفته بعد از اعلام) نمره 6 :درسی کوتاه تحقیق 

 نمره( 2 نمره+ ارائه 3 و چکیده تحقیقپاورپوینت فایل محتوی ) نمره 5 :و ارائه تحقیق 

 (یا هماهنگی در جلسه قبل )به صورت راندوم از لیست خرداد 1 از :زمان ارائه تحقیق 

  :25ار صففففحه ای حاوی مباله مه  و  فففکل ونمودار به همکلاسفففی ها )اجباری( + سفففمین 2چکیده روز ارائه 

 ایدقیقه

  نمره در پایان ترم سوال خواهد آمد. 1از ارائه و چکیده دانشجویان به میزان بارم 

 نمره 4: ترم پایان 

  :( نوبترعایت -: پاسخ صوتی در کلاس به پرسش های مبرح  ده) رایط نمره 2تا نمره مثبت کلاسی  

 

 سرفصل هاي درس:

 مقدمه )تعریف آنالیز و معرفی تکنیکهاي مختلف آنالیز مواد( .1

 OM ،SEM ،(TEMآنالیز ریزساختاري ) .2

 Xآنالیز فازي اشعه  .3

 روش هاي متداول در آنالیز عنصري مواد .4

 (SPMمیکروسکوپ هاي پروبی روبشی ) .5
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 روشهای پیشرفته در شناسایی و اندازه گیری خواص مواد نانوعناوین سمینارهای درس 

 پیشرفت های اخیر در میکروسکوپ نوری .1

 میکروسکوپ( نزدیک میدان روبشی نوریScanning Near-field Optical Microscopy (SNOM)) 

 ( میکروسکوپ نوری هم کانون(Confocal Microscopy) 

 پیشرفت های اخیر در میکروسکوپ الکترونی عبوری .2

 میکروسکوپ الکترونی عبوری روبشی(Scanning Transmission Electron Microscopy (STEM)))  

 ((Scanning Probe Microscopy (SPMs)پیشرفت های اخیر در میکروسکوپ های پروبی روبشی  .3

 میکروسکوپ تونل زنی روبشیScanning Tunneling Microscopy (STM)))  

 میکروسکوپ نیروی اتمیAtomic Force Microscopy (AFM))) 

 میکروسکوپ نیروی مغناطیسیMagnetic Force Microscopy (MFM))) 

 روسکوپ نیروی پیزوالکتریکمیکPiezoresponse Force Microscopy (PFM)))  

 آنالیزهای سطحی  .4

 اوژه الکترونی سنجیطیف (,AES  Auger Electron Spectroscopy) 

 پرتوایکس فوتوالکترون سنجیطیف (XPS X-ray Photoelectron Spectroscopy)  

 آنالیز عنصری در مقیاس نانومتری .5

 جرمی یون ثانویه  سنجیطیف(Secondary Ion Mass Spectroscopy - SIMS)  وNano-SIMS 

 آنالیز عنصری در مقیاس نانومتری .6

 Atom Probe Tomography 
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